
  English | 繁体 | RSS | 网站地图 | 收藏 | 邮箱 | 联系我们 

此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。 

    首页 新闻 机构 科研 院士 人才 教育 合作交流 科学传播 出版 信息公开 专题 访谈 视频 会议 党建 文化  

  您现在的位置： 首页 > 科研 > 科研进展

“微尺度材料与结构光学特性评价系统”项目通过验收

  文章来源：理化技术研究所 发布时间：2012-10-15 【字号： 小  中  大 】 

10月12日，中国科学院计划财务局组织专家在理化技术研究所对“微尺度材料与结构光学特性评价系统”研制

项目进行了现场验收。 

验收专家组听取了项目负责人段宣明研究员的研制项目工作报告、用户使用报告、财务报告和测试专家组的技

术测试报告，现场查看了设备的运行情况，审核了相关文件档案及财务账目。专家组对该研制项目作出了高度评

价，认为设备各项技术指标达到或优于实施方案规定的要求，解决了微尺度样品在不同光束入射角与探测角度下光

谱难于检测的难题，为微纳尺度下物质与结构的新效应、新现象提供了重要的技术平台，一致同意通过验收。 

该系统采用独创设计的入射角度与探测角度可分别独立控制的二维旋转探测系统及双方向显微共轴对准调节系

统，结合光谱探测技术，克服了目前商用仪器中只能进行单一方向光谱测量、分辨率差、灵敏度低、适用波长范围

窄等的缺点，在不同光束入射角与探测角度下实现了微尺度材料及结构的宽波段多种光谱测量。目前，该系统已为

国家重大基础研究项目提供了微纳光子学结构与器件的光谱特性评价测试。 

该项目的成功研制将为微尺度物质与结构光学特性研究提供新的技术手段，对微纳光子学领域的相关研究工作

起到重要作用。 

项目验收会会场 
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